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摘要(译)

超声换能器装置100包括基板130，设置在基板130上并且其中布置有多
个超声换能器元件111的超声换能器元件阵列110，以及设置在基板上的
识别超声换能器元件阵列120 130，并且其中布置有多个识别超声换能器
元件121。超声波换能器装置100的识别信息由多个识别超声波换能器元
件121中的一些设定为可接收状态而其余部分设定为不可接收状态来设
定。
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